
JFE テクノリサーチ（株）分析評価事業部 事業内容のご紹介 

《特徴ある技術》 
１． 表面分析・微細構造解析分野 
（表面微細構造解析用断面加工技術） 

 
ピンポイントで観察したい断面部の加工が可能です。また、最新の設備では、

加工と観察をリアルタイムで処理できるため、多層配線の構造解析に威力を発

揮します。 
 
２． 電子部品の故障解析分野 
（解析フローの一例） 
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３． 微量分析 
（レーザーアブレーション ICP 質量分析法による有害物質調査事例） 

 
レーザ照射により基盤上の多数の部位の組成の同定が可能 
仕様：ﾚｰｻﾞｰｽﾎﾟｯﾄ 5～400μm 深さ制御：最小 0.02μｍ 

 
４． 標準物質の製造・販売 
（RoHS 指令関連対応プラスチック標準物質） 

 
 

製品の特徴（素材：ポリエチレン） 

 １）４物質（Cd,Pb,Hg,Cr）シングルｐｐｍオ

ーダー添加のものは他にはない 

 ２）市販品にない、有害成分（As,Br,Cl,S）も

同時添加 

 



５． バイオ試験 

 
抗菌性評価を含め、DNA 検査等の応用技術活用により、付着物同定をより詳細

に実施します。 
 
６． 埋蔵文化財調査 

 
 出土品調査のみならず保存処理とのセットで対応いたします。豊富な経験と

解析データの蓄積により、的確な調査のお手伝いを請け賜ります。 
 

抗菌性評価 
ISO/IEC17025 
認証取得（JNLA）


